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Обсуждается топологический метод, который используется при моделировании 
корреляции  «структура-свойство»  ряда  полимеров.  Приводятся  схемы  расчетов 
индексов первого и второго порядка для монофторэтилена.  Рассмотрено применение 
индексов  связанности  для  расчета  свойств  полимерных  соединений,  содержащих 
произвольное число атомов.

Используется вычислительная  прогнозирующая вычислительная схема для ряда 
виниловых полимеров.


